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URZADZENIE DO SZEROKOPASMOWEGO POMIARU IMPEDANCJI W TORACH MIKROFALOWYCH

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie do szerokopasmowego pomiaru impedancji w torach
mikrofalowych.

Znane urzgdzenia do szerokopasmowego pomiaru impedancji w torach mikrofalowych zwane
anlaizatorami wielowrotnikéw sg dwukanatowymi odbiornikami mikrofalowymi, pracujscymi na
zasadzie reflektometru. Skutecznoéé dziatania tych znanych urzgdzer zaleiy wprost od ja-
kosci zastosowanych w nich reflektometrdw /kierunkowosci uzytych sprzegaczy kierunkowych/
oraz od jakosci dwukanalowych odbiornikdw.

Inne znane urzgdzenie do wgskopasmowego pomiaru impedancji w torach mikrofalowych
zawiera generator sygnalu pomiarowego, poigczony z jednorodnym torem mikrofalowym obcigzo-
nym mierzong impedancjg, dc ktdérego wprowadzono cztery nieruchome sondy pomiarowe z dedek-
torami kwadratowymi, rozmieszczonymi wzgledem siebie co A /8. W sktad urzadzenia wchodzsg
w przypadku pomiardéw dyskretnych czestosSciomierz i wskaZniki na wyjsciu detektordw albo
oscylograf obrazujgcy wartosci modutu i fazy mierzonej impedancji.

Urzgdzenie do Bzerokopasmowego pomiaru impedancji w torach mikrofalowych wedtug wyna-
lazku zawiera generator sygnalu pomiarowego, poigczony z jednorodnym torem mikrofalowym,
obcigzonym mierzong impedancjg, do ktodrego wprowadzono co najmniej cztery sondy pomiaro-
we, korzystnie z detektorami kwadratowymi, rozmieszozone wzdzuz toru mikrofalowego w nie=-
réwnych sobie odstepach. Wyjscia detektordw sond pomiarowych sg poigczone z wejsciami
uktad 6w przetwarzania analogowo-cyfrowego, ktdérych wyjécia sg polgczone z wejsciami ukia-
du zapamigtujgcego, potgczomego z komputerem. Wyjscia sterujgce generatora pomiarowego,
uktadu przetwarzania analogowo-cyfrowego i komputera sg poigczone z wyjsciami czasosteru.

Urzgdzenie do pomiaru impedancji w torach mikrofalowych wediug wynalazku zapewnia,
dzieki rozwigzaniu przedeterminowanego ukladu roéwnan metods najmniejszych kwadratow, osigg-
nigcie pozgdanej duzej doktadnosdci pomiaru, w sposdb automatyczny w szerokim pasmie
czgstotliwosci.

Wynalazek jest blizej objasniony na przykladzie wykonania przedstawionym na rysunku,
ktory jest schematem blokowym urzgdzenia do szerokopasmowego pomiaru impedancji w torach
mikrofalowych.
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Urzgdzenie do pomiaru impedancji w torach mikrofalowych wed*ug wynalazku skiada sig
z generatora pomiarowego 1 poigczonego z torem mikrofalowym 2, obcigzonym mierzong im-
pedancja 3 i posiadajacym uktad nieruchomych sond pomiarowych 4, rozmieszczonych wzdiuz
toru mikrofalowego 2 w nierdwnych sobie odstgpach. Uktad sond pomiarowych 4 jest poig~
czony 2z ukladem przetwarzania analogowo-cyfrowego 5, ktoérego wyjscia sg poigczone z
ukladem zapami¢tujgcym 6, polgczonym z komputerem 7. Wejscia sterujsce generatora pomia-
rowego 1, ukiadu przetwarzania analogowo-cyfrowego 5 i komputera 7 sg polgczone z wyjs-
ciami czasosteru 8. Urzgdzenie jest wyposazone w czestosSciomierz 9.

Wyznaczanie sktadowych impedancji zespolonej w torze mikrofalowym odbywa sie algo-
rytmicznie, metodami rozwigzan uktadéw przedeterminowanych, a zwlaszcza metods najmniej-
szych kwadratéw. Sygnaly wyjsciowe uktadu sond pomiarowych 4, sondujscych rozktad pola
w torze mikrofalowym 2, pobudzonym sygnalem pomiarowym 2z generatora 1, podawane sg do
sterowanego cyfrowo ukiadu przetwarzania analogowo-cyfrowego 5, skad informacja przeka-
zywana jest do uktadu zapamigtujgcego 6 w celu realizacji algorytmu wyznaczania dla kaz=-
dej dyskretnej wartosci czgstotliwosci sygnalu generatora pomiarowego 1, sterowanego z
czasosteru 8 obydwu skiadowych impedancji 3, obcigzajacej tor mikrofalowy. Realizacja
algorytmu wyznaczania sktadowych impedancji zespolonej przebiega na podstawie znajomos-
ci statych: sprzezenia sond z torem mikrofalowym, odlegiosci miedzy sondami pomiarowymi
i odlegiosci jednej z sond od obcigZzenia.

Zastrzezenie patentowe

Urzgdzenie do szerokopasmowego pomiaru impedancji w torach mikrofalowych, zawierajg-
ce generator sygnatu pomiarowego, poigczony z jednorodnym torem mikrofalowym, obcigzo=-
nym mierzong impedancjg, do ktdrego wprowadzono cztery nieruchome sondy pomiarowe z de-
tektorami kwadratowymi, posiadajace cz¢stosciomierz, z namie nne tym, ze
wyjécia detektordw, korzystnie kwadratowych, co najmniej czterech sond pomiarowych /4/
rozmieszczonych wzdiuz toru mikrofalowego /2/ w nieréwnych sobie odstepach, sg potgczo-
ne z wejsciami uktaddéw przetwarzania analogowo-cyfrowego /5/, ktdrych wyjscia sg poig-
czone z wejsSciami ukladu zapamigtujgcego /6/, polgczonego z komputerem /7/, a wejscia
sterujgce generatora pomiarowego /1/, ukladu przetwarzania analogowo-cyfrowego /5/ i
komputera /7/ sg polgczone z wyjsSciaml czasosteru /8/.
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